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Part 087-2: Non-connectorized single-mode bidirectional 1 310 nm
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FOREWORD

b International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization com

brnational co-operation on all questions concerning standardization in the electricalkand electronic fiel
end and in addition to other activities, IEC publishes International Standaxds) Technical Specific

ernmental organizations liaising with the IEC also participate in this’ preparation. IEC collaborates

eement between the two organizations.

e formal decisions or agreements of IEC on technical matters €xpress, as nearly as possible, an intern
sensus of opinion on the relevant subjects since each_technhical committee has representation fr|
erested IEC National Committees.

L Publications have the form of recommendations for\international use and are accepted by IEC N
mmittees in that sense. While all reasonable efforts\are made to ensure that the technical content
blications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or f
interpretation by any end user.

order to promote international uniformity, 4E€ National Committees undertake to apply IEC Publid

ween any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indic
latter.

L itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conf
essment services and, in someareas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible f
vices carried out by independent certification bodies.

users should ensure thatthey have the latest edition of this publication.

liability shall attach(to)IEC or its directors, employees, servants or agents including individual exper
mbers of its technical'committees and IEC National Committees for any personal injury, property dam
er damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fee
enses arisingiout of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any othg
blications,

ention dsidrawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publicat
isperisable for the correct application of this publication.

ention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the sub

prising

national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object ‘ofy IEC is to promote

ds. To
htions,

Chnical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to ag§ “IEC
blication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IE€ National Committee interested
the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-

losely

h the International Organization for Standardization (ISO) in accerdance with conditions determined by

btional
bm all

btional
bf IEC
r any

ations

hsparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divelgence

hted in
ormity

br any

Is and
hge or
5) and
r IEC

ons is

ect of

pa
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International Standard IEC 61753-087-2 has been prepared by subcommittee 86B: Fibre optic
interconnecting devices and passive components, of IEC technical committee 86: Fibre optics.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
86B/3095/FDIS 86B/3133/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.
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This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

Future standards in this series will carry the new general title as cited above. Titles of ex
standards in this series will be updated at the time of the next edition.

2010

isting

A list of all parts in the IEC 61753 series, under the general title Fibre optic interconnecting

devices and passive components performance standards, can be found on the IEC websi

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged
the stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch” in the

te.

until
data

related to the specific publication At this date the publication will he

* rgconfirmed,

¢ wjthdrawn,

* rgplaced by a revised edition, or
* amended.

IMPQRTANT - The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indic
that | it contains colours which are considered to ,be  useful for the col
understanding of its contents. Users should therefore“print this document usir
colour printer.

ates
rect

g a



https://iecnorm.com/api/?name=e2050b85fe243ce10b5df296f094c9aa

6175

3-087-2 © IEC:2010 -5-
FIBRE OPTIC INTERCONNECTING
DEVICES AND PASSIVE COMPONENTS -
PERFORMANCE STANDARD -

Part 087-2: Non-connectorized single-mode bidirectional 1 310 nm

upstream and 1 490 nm downstream WWDM devices for category C —

1 Scope

This
requi
down

devide must satisfy in order to be categorized as meeting the requirements of categ

(cont

Anne
upstr

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this docu
For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest e

of the

IEC 6
simp

IEC 6
meas

IEC 6
meas

IEC 6

Controlled environment

stream wide wavelength division multiplexing (WWDM) passive optical network (

rolled environments), as defined in Annex A of IEC 61753-1:2007,

x B of this standard provides information concerning the) function of the 1 31
eam and 1 490 nm downstream WWDM.

referenced document (including any amendments) applies.

ex and duplex cables for use in.terminated cable assemblies

urement procedures — Part 2-1: Tests — Vibration (sinusoidal)

urement procedures — Part 2-4: Tests — Fibre/cable retention

1300-2-9¢Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic teg

part of IEC 61753 contains the minimum initial performance, test and,measurgment
rements and severities which a fibre optic pigtailed 1 310 nm upstream*and 1 490 nm

PON)
ry C

D nm

ment.
dition

0793-2-50, Optical fibre cables <<Part 2-50: Indoor cables — Family specificatign for

1300-2-1, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic tegt and

1300-2-4, Fibre poptic interconnecting devices and passive components — Basic tegt and

t and

meaqurement procedures — Part 2-9: Tests — Shock
IEC §1300-2-14, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basi¢ test
and measturement—procedtres Part—2-14—Fests Optical—power—handling—and—damage

threshold characterization

IEC 61300-2-17, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test
and measurement procedures — Part 2-17: Tests — Cold

IEC 61300-2-18, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test
and measurement procedures — Part 2-18: Tests — Dry heat — High temperature endurance

IEC 61300-2-19, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test
and measurement procedures — Part 2-19: Tests — Damp heat (steady state)

IEC 61300-2-22, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test
and measurement procedures — Part 2-22: Tests — Change of temperature
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IEC 61300-2-42, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test
and measurement procedures — Part 2-42: Tests - Static side load for connectors

IEC 61300-2-44, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test
and measurement procedures — Part 2-44: Tests — Flexing of the strain relief of fibre optic

devic

es

IEC 61300-3-2, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and
measurement procedures — Part 3-2: Examinations and measurements — Polarization
dependent loss in a single-mode fibre optic device

IEC 6
meag

IEC €
meas
depe

IEC 6
and
fibre

IEC 6
stang

3 T

Unleg
Each
inten
used
IEC 6
reinfa
unles

All te
1 48(

NOTE
and 1
802.34

4 T

1300-3-6, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic teg
urement procedures — Part 3-6: Examinations and measurements — Return loss

1300-3-7, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic teg
urement procedures — Part 3-7: Examinations and measurements\— Wavel
hdence of attenuation and return loss of single mode components

1300-3-20, Fibre optic interconnecting devices and passive ,components — Basiq
neasurement procedures — Part 3-20: Examinations and méasurements — DirectiV
pptic branching devices

1753-1:2007, Fibre optic interconnecting devices and\passive components perforn
ard — Part 1: General and guidance for performance standards

est

s otherwise specified, all test methods“are in accordance with the IEC 61300 s
test defines the number of samples_ta be evaluated. The samples used for each te
Hed to be previously unstressed néw samples but may also be selected from previ
samples if desired. The samptes shall have pigtails of single-mode fibres a
0793-2-50 type B 1.1 or Bx#.3 in either coated fibres (primary and secondar
rced cable format. All measurements shall be carried out at normal room condi
s otherwise stated.

sts shall be carried-out over the operating wavelength ranges of 1 260 nm to 1 36
nm to 1 500 nm\_unless otherwise specified.

1310 nm and\? 490 nm are the nominal or centre wavelengths, stated for the ranges 1 260 nm to 1 3
480 nm to,1 500 nm as defined in ITU-T Recommendations G.983.3 and G.984.2 and IEEE st
h-2004.

estreport

t and

t and
bngth

test
ity of

ance

Bries.
5t are
ously
5 per
y) or
ions,

) nm,

60 nm
ndard

Fully documented test reports and supporting evidence shall be prepared and be available for
inspection as evidence that the tests have been carried out and complied with.

5 Performance requirements

5.1

The t

Reference components

esting for these components does not require the use of reference components.
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5.2

Dimensions

Dimensions shall comply with either an appropriate IEC interface standard or with those given
in appropriate manufacturers drawings, where the IEC interface standard does not exist or
cannot be used.

5.3

Sample size

Sample sizes for the tests are defined in Annex A of this document.

5.4

Test details and requirements

For t«last details and requirements please see Table 1.

Table 1 — Test details and requirements

No. Test Requirement Details
1 Insertion loss <0.8dB Launch z2/m
(Attenuation) - patchcord
Insertion loss shall be met over the length:
IEC 61300-3-7 operating wavelength ranges. Source type; Unpolarised
Launch The wavelength of the $ource
conditions: shall be longer than cufroff
wavelength of the fibre,
Other Test results shall be obfained
requirements: under measurement
uncertainty of £ 0,1 dB.
2 Wavelength isolation > 20 dB between wavelength ranges | Launch >22m
1260 nmto 1 360 nm and 1 480 nm | patchcord
IEC 61300-3-7 to 1500 nm; length:
Source type: Unpolarised
Launch The wavelength of the $ource
conditions: shall be longer than cutroff
wavelength of the fibre
Other Test results shall be obfained
requirements: under measurement
uncertainty of + 1 dB.
3 Directivity >50dB Grade U Source: Laser diode (LD)
Other Test results shall be obfained
IEC 61300-3-20 Directivity shall be met over the requirements: under measurement
operating wavelength ranges. uncertainty of + 1 dB.
All ports not under test ghall be
terminated to avoid unwanted
reflections contributing fo the
measurement.
The directivity shall be
measured between any| pair of
input or output ports.
4 Return loss > 50 dB Grade U Source: LD
Other Test results shall be obtained
IEC 61300-3-6 Return loss shall be met over the

specified wavelength ranges.

requirements:

under measurement
uncertainty of + 1 dB.

All ports not under test shall be
terminated to avoid unwanted
reflections contributing to the

measurement.
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Test No. 2 shall be met.

During and on completion of the test
the return loss limits of Test No. 4
shall be met.

sampling interval
during the test:

Measurements
required:

Insertion loss shall be
measured before, durin|
after the test.

No. Test Requirement Details
5 Polarisation Dependent <0,2dB Launch >2m
Loss (PDL) patchcord
Polarisation dependent loss shall be | length:
IEC 61300-3-2 met over the specified wavelength Source type: LD
ranges. Other Test results shall be obtained
requirements: under measurement
uncertainty of £ 0,05 dB.
6 Optical power handling > 300 mW (sum of power at the Source type LD
ges [TTWO WaveteTgHTTanges at e Same | oy power to | 300 mW ( ~ +25 dBm)
characterization time) be applied at
IEC 61300-2-14 During and on completion of the test :\;?]Vilsquigo Am
method 2 the insertion loss limits of Test No. 1 g
to 1500 nm and
shall be met. 1260 nm to
) . 1360 nm:
After the test the isolation limits of Power 3dB
Test No. 2 shall be met. . .
increments:

During and on completion of the test Test duration: 0,5 h at each power level.

the return loss limits of Test No. 4 Other Test results shall be obfained

shall be met. requirements: under insertion loss
measurement uncertainty of
+0,1 dB.
Test results shall be objained
under return loss
measurement uncertainty of
+1 dB.

7 Cold During and on completion of thetest | Temperature: -10°Cxt2°C
the insertion loss limits of Test.No. 1 Duration of the 96 h
IEC 61300-2-17 shall be met. exposure:
Maximum 1h

After the test the isolation limits of sampling interval

Test No. 2 shall be-met. during the test;

During and qi~Sompletion of the test Measurements Insertion loss shall be

o required: measured before, during and

the returndoss limits of Test No. 4

hall belmet. after the test.

s Return loss shall be mgasured
before, during and after] the
test.

8 Dry heat — High During and on completion of the test | Temperature: +60°Cx2°C
temperature endurance the insertion loss limits of Test No. 1 Duration of the 96 h
shall be met. ;
IEC 61300-2-18 exposure:
After the test the isolation limits of Maximum 1h

g and

Ret t Frat-beme
MTWIrTriusSS oIl

asured

before, during and after the

test.
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Table 1 (continued)

No. Test Requirement Details
9 Change of temperature During and on completion of the test | High +60°Cx2°C
the insertion loss limits of Test No. 1 temperature::
IEC 61300-2-22 shall be met. Low -10°C +2°C
temperature:
After the test the isolation limits of Number of 5
Test No. 2 shall be met. cycles:
. . Rate of 1 °C/min
During and on completion of the test temperature
the return loss limits of Test No. 4 change:
shall be met. Buration-gat 4k
extreme
temperatures:
Maximum 0,5h
sampling interval
during the test:
Measurements Insertion loss shall be
required: measured before, during and
after the test.
Return loss shall be mgasured
before, during and after] the
test.
10 Damp heat During and on completion of the test | Temperatureé: +40°Cx2°C
(steady state) the insertion loss limits of Test No. 1 Humidjty: 93%RH +2%RH,-3%RH
shall be met. Duration of the | 96 h
IEC 61300-2-19 exposure:
After the test the isolation limits of
Test No. 2 shall be met. Maximum 1h
During and on completion of the\test 33:}?“?3 |r:tertyal
the return loss limits of TestNor4 g the test. .
shall be met. Mea§urements Insertion loss shall bel
required: measured before, during and
after the test.
Return loss shall be mgasured
before, during and after] the
test.
1 Vibration After the testithe insertion loss limits | Frequency 10 Hz- 55 Hz
of Test No:*1 shall be met. range:
IEC 61300-2-1 Constant 0,75 mm
After the test the isolation limits of vibration
Test No. 2 shall be met. amplitude:
Number of 15
After the test the return loss limits of | cycles
Test No. 4 shall be met. (10 Hz - 55 Hz -
10 Hz):
Frequency 1 octave/min
change:
Number of axes: | 3 orthogonal
Duration per 0,5h
axis:
Measurements Insertion loss shall be
required: measured before and after the
test.
Return loss shall be measured
before and after the test.
12 Shock After the test the insertion loss limits | Acceleration 500 gn
of Test No. 1 shall be met. force:
IEC 61300-2-9 Number of axes: | 3 main axes, perpendicular on

After the test the isolation limits of
Test No. 2 shall be met.

After the test the return loss limits of
Test No. 4 shall be met.

Duration shock:
Pulse:

Number of
shocks:
Measurements
required:

each other

1 ms

Half sine

2 per axis and direction (two in
each direction)

Insertion loss shall be
measured before and after the
test.

Return loss shall be measured
before and after the test.
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No. Test Requirement Details
13 Fibre/cable retention After the test the insertion loss limits | Magnitude of the | 10 N £ 1 N for reinforced cable
of Test No. 1 shall be met. load: 5,0 N+ 0,5 N for secondary
IEC 61300-2-4 ) o coated fibre
After the test the isolation limits of 20N+02N at0.5N/s for
Test No. 2 shall be met. primary coated fibre
After the test the return loss limits of I[;gie:’]c:.appllcatlon 0.3 m from the end of device
TestNo. 4 shall be met. Load rate: 5 N/s for reinforced cable
0,5 N/s for coated fibre
Duration of the 205 at o N
load: 60sat5Nand 2N
Measurements Insertion loss shall be
required: measured beforeand after the
test.
Return Jess shall be mgasured
beforeyand after the tesi.
14 Flexing of the strain After the test the insertion loss limits | Magnitude of the | 2,0WN+0,2 N for reinfolced
relief of fibre optic of Test No. 1 shall be met. load: cablle
devices Rate of load 0,5 N/s for reinforced cgble
After the test the isolation limits of application:
IEC 61300-2-44 Test No. 2 shall be met. Load application " | 0,2 m from end of devide
o point:
After the test the return loss limits of
Numbér-of 30 cycles
Test No. 4 shall be met. c;cles: Y
Mgasurements Insertion loss shall be
required: measured before and after the
test.
Return loss shall be mgasured
before and after the tesj.
15 Static side load After the test the insertion lass limits Magnitude of the | 1,0 N+ 0,1 N for reinfofced

IEC 61300-2-42

of Test No. 1 shall be met.

After the test the isolation limits of
Test No. 2 shall be ‘met.

After the test thie return loss limits of
Test No. 4 shall be met.

load:

Load application
point:

Load rate:
Duration of the
load:
Measurements
required:

cable

0,2 N+ 0,1 N for secon
coated fibres

0,3 m from the end of d

0,5 N/s

1hat 1N

5min at0,2 N

Insertion loss shall be
measured before and g
test.

Return loss shall be mg
before and after the tes|

Hary

evice

fter the

asured
t.
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Annex A
(normative)

Sample size

Sample sizes are referred to in Table A.1.

Table A.1 — Sample size

Test humber Test Samplesige
1 Insertion loss 12
2 Total channel isolation 12
3 Directivity 12
4 Return loss 12
5 Polarization dependent loss 12
6 Optical power handling and damage threshold characterization 12
7 Cold 6
8 Dry heat - High temperature endurance 6
9 Damp heat (steady state) 6
0 Change of temperature 6
1 Vibration 6
2 Shock 6
3 Fibre / cable retention 6
4 Flexing of the strain relief of fibre.optic devices 6
5 Static side load 6
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General information for 1310 nm upstream

and 1490 nm downstream PON WWDM device

The 1 310 nm upstream and 1 490 nm downstream PON WWDM devices are used inside the
PON for facilitating the transport of downstream traffic from the central office (CO) optical line
terminal (OLT) with the upstream signal from the optical network unit (ONU) installed at the

prem|ses. Ihey also can be used to combine and separate the downstream and upsiream

traffiq

at the customer ONU.

They|multiplex and demultiplex the voice and data:

—_—

—_—

310 nm channel for Data/Voice upstream

490 nm channel for Data/Voice downstream

Figure B.1 shows an example for application of 1 490 nm downstream and 1 310 nm ups{ream
M devices at central office and customer side.

WWLQ

Tral

Recgiver (co)

«— 1310

i3, o)

WDM (co)

1490 —

smitter (co)

~— 1310

Transpmitter (ont)

Wi

RPON splitter
~— 1310
1490-—
WDM (ont)
Recgiver (ont)
OLT ONU
IEC 2820/10

Figure.B.1 — Example for 1 490 nm downstream and 1 310 nm upstream WWDM|
at central office and customer side

NOTE Typically the device in the OLT is subjected to Category C as the OLT is used inside the CO. Depending
whether the ONU is installed inside or outside the premises, the device is subjected to either Category C or

Category O.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS D'INTERCONNEXION ET
COMPOSANTS PASSIFS A FIBRES OPTIQUES -
NORME DE PERFORMANCE -

Partie 087-2: Dispositifs WWDM unimodaux
non connectorisés bidirectionnels 1 310 nm en voie montante

et 1490 nm en voie descendante et pour la rafégnrip C —
Environnement contrélé

AVANT-PROPOS

La| Commission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une organisation mondiale de normal
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités natignaux de la CEl). La
polir objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions ‘de normalisation da
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autreshactivités — publie des N
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, dés Spécifications accessib
public (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEIY). Leur élaboration est confiée
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé\par le sujet traité peut participg
ordanisations internationales, gouvernementales et non gouvernemehtales, en liaison avec la CEl, part
également aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisation
sellon des conditions fixées par accord entre les deux organisatiobs.

Le$ décisions ou accords officiels de la CEl concernant les gquestions techniques représentent, dans la n
du|possible, un accord international sur les sujets étudiés, @tant donné que les Comités nationaux de
intgéressés sont représentés dans chaque comité d’étudess

Les Publications de la CEIl se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont a
comme telles par les Comités nationaux de la CEh(Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que
s'assure de I'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEl ne peut pas étre tenue respo
de|l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.

Daps le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEl s'engagent, dans t
mgsure possible, a appliquer de facgon, transparente les Publications de la CEl dans leurs publig
nafionales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEIl et toutes publig
nafionales ou régionales correspondantes doivent étre indiquées en termes clairs dans ces derniéres.

La|CEl elle-méme ne fournit adchne attestation de conformité. Des organismes de certification indépe
foyrnissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accédent aux marqy
conformité de la CEIl. La\\CEl n'est responsable d'aucun des services effectués par les organism
ceftification indépendants:

Tols les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la derniére édition de cette publicatior].

Aufune responsabilité ne doit étre imputée a la CEl, a ses administrateurs, employés, auxiliair
mgndataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des C
nafionaux d¢ [a“*CEl, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de touf

sation
CEl a
hs les
ormes
es au
a des
r. Les
cipent
(1SO),

esure
a CEI

jréées
la CEI
hsable

ute la
ations
ations

hdants
es de
es de

les ou
bmités
autre

dommage.de dquelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais

deljustice) et les dépenses découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEI
toutecautre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.

référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

ou de

t€ations

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour

responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme Internationale CEI 61753-087-2 a été établie par le Sous-comité 86B: Dispositifs
d'interconnexion et composants passifs a fibres optiques, du Comité d'Etudes 86 de la CEl:
Fibres optiques
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

86B/3095/FDIS 86B/3133/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette

publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Les f
Le tit

d'int
cons

Le cq
stabil
relati

* rg

* sUpprimée,

* rg

*« amendée.

Ltures normes de cette série porteront dorénavant le nouveau titre général cité ci-dtssus.
i

e des normes existant déja dans cette série sera mis a jour lors de la prochaine, éd

rconnexion et composants passifs a fibres optiques — Normes de perféfmance, peut
[tée sur le site web de la CEl.

Une{ste de toutes les parties de la série CEl 61753, publiées sous le titre général Disp@sitifs

mité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas.modifié avant la dat

ion.

étre

e de

ité indiquée sur le site web de la CEIl sous "http://webstoré.iec.ch” dans les données

Ves a la publication recherchée. A cette date, la publication.sera

conduite,

mplacée par une édition révisée, ou

IMPGC
publ

une bonne compréhension de son_contenu. Les utilisateurs devraient, par conséq

impr

RTANT - Le logo "colour inside!”qui se trouve sur la page de couverture de gette

cation indique qu’'elle contient-des couleurs qui sont considérées comme Utillf

mer cette publication en utilisant une imprimante couleur.

s a

ent,
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DISPOSITIFS D'INTERCONNEXION ET
COMPOSANTS PASSIFS A FIBRES OPTIQUES -
NORME DE PERFORMANCE -

Partie 087-2: Dispositifs WWDM unimodaux
non connectorisés bidirectionnels 1 310 nm en voie montante
et 1 490 nm en voie descendante et pour la catégorie C —
Environnement controlé

La prn
de p
(PON
en v
confd
I'Ann

L'ann
voies|

2 R

Les
docu
non
amer

CEl ¢
interrn

CEl ¢
Méth
(sinu

CEl ¢
Méth
ou du

Jomaine d'application

esente partie de la CEI 61753 contient les sévérités et les exigences fiinimales ini
brformances, d'essais et de mesure auxquelles un dispositif de réseau optique f
1) a répartition en longueur d'onde large (WWDMZ2) 1 310 nm en«0ie montante et

bie descendante et muni de fibres amorces doit répondre afin d'étre classé cg
rme aux exigences de la catégorie C (environnements conirdlés), comme défini
bxe A de la CEI 61753-1:2007.

montantes a 1 310 nm et des voies descendanteséa 1 490.

éférences normatives

Hocuments de référence suivants sont*indispensables pour I'application du pr
ment. Pour les références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les référe
atées, la derniére édition du docufent de référence s'applique (y compris les éver
dements).

0793-2-50, Fibres optiques — Partie 2-50: Spécifications de produits — Spécific
hédiaire pour les fibres(unimodales de classe B

1300-2-1, Dispositifs d'interconnexion et composants passifs a fibres optiqu
bdes fondamentales d'essais et de mesures — Partie 2-1: Essais — Vibra
soidales)

1300-244) "Dispositifs d'interconnexion et composants passifs a fibres optiqu
bdes-fondamentales d'essais et de mesures — Partie 2-4: Essais — Rétention de Ila
cable

tiales
assif
490
mme
dans

exe B de la présente norme fournit des informations-concernant le fonctionnement des

Bsent
nces
tuels

ation

es —
tions

es —
fibre

CEI 61300-2-9, Dispositifs d'interconnexion et composants passifs a fibres optiques -
Méthodes fondamentales d'essais et de mesures — Partie 2-9: Essais — Chocs

CEI 61300-2-14, Dispositifs d'interconnexion et composants passifs a fibres optiques —
Méthodes fondamentales d'essais et de mesures — Partie 2-14: Essais — Traitement de la
puissance optique et caractérisation du seuil de dommage

CEI 61300-2-17, Dispositifs d'interconnexion et composants passifs a fibres optiques -
Méthodes fondamentales d'essais et de mesures — Partie 2-17: Essais — Froid

1 PON = Passive optical network.

2 WWDM = Wide wavelength division multiplexing.
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CEI 61300-2-18, Dispositifs d'interconnexion et composants passifs a fibres optiques —
Méthodes fondamentales d'essais et de mesures — Partie 2-18: Essais — Chaleur seche —
Résistance a haute température

CEI 61300-2-19, Dispositifs d'interconnexion et composants passifs a fibres optiques -
Méthodes fondamentales d'essais et de mesures — Partie 2-19: Essais — Chaleur humide
(essai continu)

CEIl 61300-2-22, Dispositifs d'interconnexion et composants passifs a fibres optiques -
Méthodes fondamentales d'essais et de mesures — Partie 2-22: Essais — Variations de
température

CEIl §1300-2-42, Dispositifs d'interconnexion et composants passifs a fibres optiques -
Méthpdes fondamentales d'essais et de mesures — Partie 2-42: Essais — Charge lajérale
statique pour connecteurs

CEl §1300-2-44, Fibre optic interconnecting devices and passive compoénents — Basi¢ test
and measurement procedures — Part 2-44: Tests — Flexing of the strain relief of fibre|optic
deviges (disponible en anglais seulement)

CEIl §1300-3-2, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic tedt and
meadurement procedures — Part 3-2: Examinations and>measurements — Polarization
depehdent loss in a single-mode fibre optic device (disponible en anglais seulement)

CEIl §1300-3-6, Dispositifs d'interconnexion et composants passifs a fibres optiques -
Méthpdes fondamentales d'essais et de mesures<— Partie 3-6: Examens et mesufes —
Affaiblissement de réflexion IEC 61300-3-7, Fibré,optic interconnecting devices and pdssive
comdonents — Basic test and measurement procedures — Part 3-7: Examinations| and
meadurements — Wavelength dependence of attenuation and return loss of single mode
compdonents (disponible en anglais seulement)

CEI §1300-3-20, Dispositifs d'interconnexion et composants passifs a fibres optigues —
Méthpdes fondamentales d'essajs-et de mesures — Partie 3-20: Examens et mesufes —
Diredtivité des dispositifs de couplage de fibres optiques

CEIl §1753-1:2007, Norme'de qualité de fonctionnement des dispositifs d'interconnexipn et
comdosants passifs alfibres optiques — Partie 1. Généralités et lignes directrices|pour
I’étafllissement des pormes de qualité de fonctionnement

3 Hssai

Sauf [spécification contraire, toutes les méthodes d’essai sont conformes a la série CEl §1300.
Chadlue‘essai définit le nombre d’échantillons a évaluer. Les échantillons utilisés pour chaque
essai sont normalement de nouveaux échantillons n'ayant pas été précédemment soumis a
des contraintes mais ils peuvent également étre sélectionnés parmi des échantillons
précédemment utilisés si on le souhaite. Les échantillons doivent posséder des amorces de
fibres unimodales conformes a la CEl 60793-2-50 Type B 1.1 ou B 1.3 soit sous forme de
fibres sous revétement (primaire et secondaire) soit sous forme de cables renforcés. Toutes
les mesures doivent étre effectuées a des conditions ambiantes normales, sauf indication
contraire.

Tous les essais doivent étre effectués sur les plages de longueur d'ondes de fonctionnement
de 1260 nm a 1 360 nm et de 1 480 nm a 1 500 nm, sauf indication contraire.

NOTE 1310 nm et 1490 nm sont les longueurs d'ondes nominales ou centrales, établies pour les plages
1260 nm a 1360 nm et 1480 nm a 1 500 nm comme défini dans les recommandations UIT T G.983.3 et G.984.2
et dans la norme IEEE 802.3ah-2004.
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4 Rapport d'essai

Des rapports d'essai complets et étayés par des preuves doivent étre préparés et mis a
disposition en vue des contrdles, afin de démontrer que les essais ont été effectués et qu'ils
sont satisfaisants.

5 Exigences de performance

5.1 Composants de référence

Les gSSais pour ces composants Ne necessitent pas I'utilisation de composants de rererence.

5.2 | Dimensions
Les dimensions doivent étre conformes, soit a la norme d'interface CEIl appropriée soit a

celles que donnent les dessins appropriés du fabricant, lorsque la norme d'interfaceg CEI
n'exigte pas ou ne peut pas étre utilisée.

5.3 Nombre d’échantillons

Les rlombres d'échantillons pour les essais sont définis dans [/Anriexe A de ce document

5.4 | Détails et exigences d’essai

Se référer au Tableau 1 pour les détails et exigencesyd.essai.

Tableau 1 — Détails etexigences d’essai

N° Essai Exigence Détails
1 Perte d’insertion <08dB Longueur du 22m
(Affaiblissement) -7 cordon
La perte d'insertion doit étre vérifiee | ginjection:
CEI 61300-3-7 sur les plages de longueur d'onde Type de source: | Non polarisée
de fonctionnement.
Condition La longueur d'onde de |a
d'injection: source doit étre plus lopgue

que la longueur d'onde|de
coupure de la fibre.

Autres Les résultats des essaip
exigences: doivent étre obtenus avec
une incertitude de mesyre
de +0,1 dB.
2 Isolation dedongueur > 20 dB entre les plages de Longueur du 22m
d’onde longueurs d'ondes de 1 260 nm a cordon
1360 nm et de 1480 nm a 1 500 d'injection:
CEI 61300-3-7 nm; Type de source: | Non polarisée
Condition La longueur d'onde de |a
d'injection: source doit étre plus lomgue

que la longueur d'onde de
coupure de la fibre.
Autres Les résultats des essais
exigences: doivent étre obtenus avec
une incertitude de mesure
de+ 1dB.
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Aprés I'essai, les limites d’isolation
de I'Essai N°2 doivent étre
satisfaites.

Pendant I'essai et a l'issue de
celui-ci, les limites d’affaiblissement
de réflexion de I'Essai N° 4 doivent
étre satisfaites.

maximal entre
chaque mesure
pendant I'essai
Mesures
exigées :

N° Essai Exigence Détails
3 Directivité >50dB Classe U Source : Diode laser (DL)
Autres Les résultats des essais
CEI 61300-3-20 La directivité doit étre vérifice surles | exigences : doivent &tre obtenus avec
plages de longueur d’onde de une incertitude de mesure
fonctionnement. de +1 dB.
Tous les ports qui ne sont pas
en essai doivent étre adaptés
pour éviter des réflexions non
désirées pouvant perturber la
mesure.
La directivité doit étre mesurée
entre chaque paire de ports
d’entrée ou de sortie.
4 Affaiblissement de >50 dB Classe U Source : DL
réflexion L attaibii + de réflexion dait Autres Les résultats des essai$
arraiblissement de reflexion dor exigences : doiventétre obtenus aviec
CEI 61300-3-6 étre vérifié sur les plages de g un€’incertitude de meslire
longueur d’onde spécifiées. d&'+ 1 dB.
Tous les ports qui ne s¢nt pas
en essai doivent étre adlaptés
pour éviter des réflexiofis non
désirées pouvant pertutber la
mesure.
5 Perte dépendant de la <0,2dB Longueur du >2m
polarisation cordon
(Polarization dependent La perte dépendant de la d’injection :
loss — PDL) polarisation doit étre vérifiée sur Iés ™ Type de source: | DL
plages de longueur d’'onde Autres Les résultats des essai$
CEI61300-3-2 spécifiées. exigences : doivent &tre obtenus avec
une incertitude de mesiire
de + 0,05 dB.
6 Traitement de la > 300 mW (addition.des puissances Type de source DL
puissance optique et aux deux plagesdélongueurs Puissance max. | 300 mW (~+25 dBm)
caractérisation du seuil d’ondes au méime moment) 3 aopli ’
P - ppliquer sur
de détérioration les plages de
Pendant I'essai et a l'issue de longueur d’onde
CEI 61300-2-14, méthode | celui-ciyfes limites d’affaiblissement de§1] 480 nm 2
2 deEssai N° 1 doivent étre 1500 nm et
satisfaites. 1260 nm a
Aprés l'essai, les limites d’isolation 1360 nm:
i imi i i .
) e - Incréments de 3dB
g:tilsE:i?:;N 2 doivent étre puissance :
’ Durée de 0,5 h a chaque niveau ¢le
Pendant I'essai et a l'issue de IAestsal : EU'SS?nCI?'t q )
celui-ci, les limites d’affaiblissement utres ) de,s‘ resutats bes essalp
de réflexion de I'Essai N° 4 doivent | €Xigences : oivent etfeg tgnus ape |
atre satisfaites. une |pgen|tu e de mesyre de
I'affaiblissement de = 0}1 dB.
Les résultats des essai$
doivent étre obtenus avec une
incertitude de mesure de
I'affaiblissement de + 1 dB.
7 Froid Pendant I'essai et a l'issue de Température : -10°Cx2°C
celui-ci, les limites de perte Durée 96 h
CEI 61300-2-17 d’insertion de I'Essai N° 1 doivent d’exposition :
étre satisfaites. Intervalle 1h

La perte d’insertion doit étre
mesurée avant, pendant et

apres l'essai.

L’affaiblissement de réfl
doit étre mesuré avant,
pendant et aprés I'essa

lexion
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Tableau 1 (suite)

N° Essai Exigence Détails
8 Chaleur séche — Pendant I'essai et a l'issue de Température: +60°Cx2°C
Endurance a haute celui-ci, les limites de perte Durée 96 h
température d’'insertion de I'Essai N° 1 doivent d'exposition:
étre satisfaites. P )
CEI 61300-2-18 Intervalle 1h

Aprés l'essai, les limites d'isolation
de I'Essai N° 2 doivent étre
satisfaites.

maximal entre
chaque mesure
pendant I'essai

Mesures La perte d’insertion doit étre
Pendant I'essai et a l'issue de exigées: mesurée avant, pendant et
celui-ci, les limites d'affaiblissement apres l'essai.
de réflexion de I'Essai N° 4 doivent L'affaiblissement de ‘réflexion
étre satisfaites. doit étre mesuré avant,
pendant et aprés,l'essaj.
9 Variation de température | Pendant I'essai et a l'issue de Température +60°Ct2°C
celui-ci, les limites de perte haute:
CEI 61300-2-22 d’insertion de I'Essai N° 1 doivent Température -10°C:2°C
étre satisfaites. basse:
Nombre de 5
Apres l'essai, les limites d'isolation cycles:
de I'Essai N°2 doivent étre Taux de 1 °C/min
satisfaites. variation dela
R température:
Pendant 'essai et a l'issue de DU 1h
celui-ci, les limites d'affaiblissement .
. . \ . N 1o . températures
de réflexion de I'Essai N° 4 doivent A .
X e extrémes:
étre satisfaites.
Intervalle 0,5h

maximal entre
chaque mesure
pendant I'essai

Mesures La perte d’insertion doif étre
exigées: mesurée avant, pendarjt et
apres l'essai.
L'affaiblissement de réflexion
doit étre mesuré avant,
pendant et aprés l'essaj.
10 Chaleur humide Pendant I'essai et a l'issue de Température: +40°Cx2°C
(continue) celui-ci, les limites de perte Humidité: 93%HR +2%HR, -3 % HR
d’insertion de I'Essai N° 1 doivent Durée 9% h
CEI 61300-2-19 étre satisfaites. d'exposition:
Aprés l'essai, les limites Intervalle 1h

d'isolation de I'Essai N°2
doivent étre satisfaites.

Pendant I'essai et a l'issue de
celui-ci, les limites d'affaiblissement
de réflexion de I'Essai N° 4 doivent
étre satisfaites.

maximal entre
chaque mesure
pendant I'essai
Mesures
exigées:

La perte d’insertion doif étre

mesurée avant, pendarj
apres l'essai.

L'affaiblissement de réf
doit étre mesuré avant,

t et

exion

pendant et aprés l'essal.
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N° Essai Exigence Détails
11 Vibrations Aprés l'essai, les limites de Plage de 10 Hz- 55 Hz
I'affaiblissement de réflexion fréquences :
CEI 61300-2-1 de I'Essai No. 1 doivent étre Amplitude de 0,75 mm
satisfaites. vibration
constante :
Aprés l'essai, les limites Nombre de 15
d’isolation de 'Essai N° 2 cycles
doivent étre satisfaites. (10 Hz = 55 Hz -
10 Hz) :
Aprés l'essai, les limites de Variation de 1 actave/min
I'affaiblissement de réflexion fréquence
de I'Essai N° 4 doivent étre Nombre d’axes : | 3 orthogonaux
satisfaites. Durée paraxe: | 0,5h
Mesures La perte d’insertion doif étre
exigées : mesurée ayant et apreg
I'essais
L’affaiblissement de réflexion
doit.étre mesuré avant gt
aprés I'essai.
12 Chocs Aprés l'essai, les limites de Force 500 gn
I'affaiblissement de réflexion de d’accélération :
CEI 61300-2-9 I'Essai N° 1 doivent étre satisfaites. Nombre d’axes’: | 3 axes principaux,
perpendiculaires les ung par
Aprés I'essai, les limites rapport aux autres
d’isolation de 'Essai N° 2 Dufée de choc 1ms
doivent étre satisfaites. Impulsion : Demi-sinusoidale
o . . Nombre de 2 par axe et direction (deux
Apres l'essai, les limites de chocs : dans chaque direction)
I afffalbllss.engent d,e reflehxmn Mesures La perte d’insertion doif étre
de IEssai N° 4 doivent étre exigées : mesurée avant et aprég
satisfaites. lessai.
L’affaiblissement de réflexion
doit étre mesuré avant gt
apres l'essai.
13 Rétention de la fibre / du | Apreés I'essai, les-limites de Amplitude de la 10 N £ 1 N pour des caples

cable

CEI 61300-2-4

I'affaiblissement‘de réflexion
de 'Essai N2, 1 doivent étre
satisfaites®

Apres+Fessai, les limites
d'isolation de 'Essai N° 2
doivent étre satisfaites.

Aprés l'essai, les limites de
I'affaiblissement de réflexion
de 'Essai N° 4 doivent étre
satisfaites.

charge :

Point
d’application de
la charge :

Taux de charge :

renforcés
5,0 N+ 0,5 N pour les flbres
sous revétement secondaire
2,0N*0,2N a0,5N/s|pour
les fibres sous revétement

primaire
a 0,3 m de I'extrémité du
dispositif.

5 N/s pour les cables
renforcés

0,5 N/s pour fibre sous
revétement

Durée de la 120sa 10N

charge : 60sa5Net2N

Mesures La perte d’insertion doif étre
exigées : mesurée avant et apr‘eJ

I'essai.

L’affaiblissement de réflexion
doit étre mesuré avant et
apres l'essai.
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